OPTILAB rEX dn/dc测定仪
示差折光仪具有市场上示差检测器（RI）256倍的检测范围能力，50倍的动态检测范围rEX可以在全量程范围内检测数据，并保证始终如一的高灵敏度， 而无需设定量程和增益。Optilab rEX具有其他在线示差折光检测器不能实现的功能：它可以测定溶液的的绝对折光指数，以及同一波长下的溶剂的dn/dc值。
1、性能参数
激光波长658nm；
检测器：512元光电二极管阵列；
折光指数差范围RIU：-0.0047 ~ +0.0047；
噪音RIU：+/- 2*10-9；
绝对折光指数范围：1.2 ~ 1.8 RIU(+/- 0.002RIU灵敏度)；
温度波动：小于+/- 0.05度。
 2、应用范围
主要用于新型功能材料的研究。包括有机化合物合成、光催化研究、聚合物敏化材料、有机光波导材料、非线性光学材料、发光纳米材料、功能薄膜材料以及防辐射新材料等研究。利用示差折光仪，测定样品在658nm波长不同溶剂体系下的dn/dc值，进而准确测得所分析样品的绝对分子量、第二维利系数等高分子物理参数，是光散射方法对高分子溶液表征常用的检测仪器。
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